Sirketimiz 25-27 Haziran tarihleri arasinda; istanbul Teknik Universitesi Tas Kisla Kampisiinde ikincisi
diizenlenen International Surface Treatment Symposium 2014 (ISTS) organizasyonuna hem delege
bazinda hem de sponsor olarak katilmistir. Sempozyumun son giiniinde Genel Mudlrimiiz Mesut
Akkaya’nin oturum baskanhgl yaptigi seansta, Ar-Ge Sorumlusu Can Akyil “The Effect of Acid Etch
Pretreatment on Aluminum Extrusion Streaks” konusunda yiritilen ¢alismamizi katilimcilara yirmi

dakikalik bir sunumla aktarmistir.

Calisma kapsaminda asidik daglama yontemi kullanilarak, soguma izlerinin tamamen yok edilebildigi
SEM, 3 Boyutlu Profilometre ve optik mikroskop analizleri ile saptanmistir. Arastirma igin kullanilan iki
tip profil ASAS Aliminyum firmasi tarafindan; ¢alisma igin kullaniimak lizere soguma izinin siddetli
bicimde olusacagl sekilde 06zel olarak Uretilmistir. Numune profillerin soguma izlerinin bertaraf
edilmesinde asidik matlastirma yonteminin etkisi, konvansiyonel kostik matlastirma ile
karsilastirilarak ortaya konmustur.

Calismadan elde edilen en c¢arpici sonug; soguma izi bulunan bir profilin, asidik ve kostik daglama 6n
islemleri uygulanarak ayni Gloss ve renk koduna gelecek sekilde anodize edilmesi durumunda; asidik
daglama 6n islemi uygulanan numunenin ylzeyinde izlerin ortadan kalktigidir. Sonuclara ait mikro ve

makro inceleme goérintileri Sekil 1 Sekil 2 ve Sekil3’te sunulmustur.



Surface Stats:
Ra: 1.33um
Rq: 1.56 um

Rt: 10.83 um

Measurement Info:
Magnification: 2.56
Measurement Mode: VST
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Sampling: 3.29 um ¥
Array Size: 736 X 480 -6.0
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Sekil 1 Asidik daglama 6n islemini takiben uygulanan anodizasyon islemi sonrasi elde edilen numunenin A) SEM

ve B) 3 Boyutlu profilometre analizi 6rnek goriintiisi



A) B)
Sekil 2 A) 16 [min]- 58[°C] - 67[gr/It] NaOH - 117[gr/It] Al Sartlarinda kostik kullanilarak daglanmis ve 18 [°C] -
1,5[A/dm2] — 160 [gr/It] H2S04 — 7 [gr/It] Al banyo kosullarinda 14,4 mikron oksit film kalinligina kadar
eloksallanan 13,3 Gloss ylzey parlakhginda olusturulan profilin inceleme gorintisi B) 4 [min] — 35 [°C] — 55
[gr/It] CFM ile asidik daglama islemini takiben 3 [min] — 45 [°C] — 55 [gr/It] NaOH kosullarinda kostik daldirma
islemi tamamlanarak 18 [°C] - 1,5[A/dm2] — 160 [gr/It] H2S04 — 7 [gr/It] Al banyo kosullarinda 14,2 mikron oksit
film kahinhgina kadar eloksallanan 13,7 Gloss ylzey parlakhginda olusturulan profilin inceleme goriintisi

Sekil 3 Sekil 2’de sunulan sorunlu bolgelerin daha yiksek biiyitmede elde edilen detayli inceleme gorintileri
(Sol taraf kostik sag taraf ise Sekil 2’de oldugu gibi asidik daglama ile hazirlanan numunelerdir)



